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两参数指数分布的位置参数区间估计研究 徐亚茹，徐晓岭，顾蓓青（7）
定数截尾场合下三参数陈氏分布的位置参数估计 林冰钰，顾蓓青，徐晓岭（14）
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轮胎压力表示值误差的测量不确定度评定 慕容启源（95）
综述与展望
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新法使用磁性纳米粒子治疗癌症 （41）
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轻超核寿命多长？中外学者给出最精确的结果 （65）
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Reliability Analysis of Mechanical Face Seal
ZHU Junhua， FENG Jiazhen， SHI Zhong， JIAO Cuijuan， DING Siyun （ 1 ）

Study on Interval Estimation of the Location Parameter for Two-parameter Exponential Distribution
XU Yaru， XU Xiaoling， GU Beiqing （ 7 ）

Location Parameter Estimation of Three -parameter Chen's Distribution under the Case of Type -II
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Acceptance Index and Method of Intelligent Production Line Equipment
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Research on the Content Framework of Operational Adaptability Test of Maintenance Support
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Challenges and Opportunities of Automotive Chip Shortage
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